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LCE General Overview

1018 registered users (period 2012 - 2014)

Companies

u CHPEM - Centro de Pesquisa em Energia e Materiais
EMBRAER

B EMBRAPA

“m Faculdade de Tecnologia Jose Crespo Gonzales

m [FAM - Instituto Federal de Educacio doAmazonas
IFES - Instituto Federal do Espirito Santo

m [MPA - Instituto Macional de Pesquisas da Amazonia
INPE - Instituta Macional de Pesquisas Espaciais

B |[PEN - Instituto de Pesquisas Energeticas Mucleares
IT4- Instituto Tecnologico de Aerndutica

m Faculdade de Odontologia S30 Leopoldo
UDESC - Universidade do Estado de 3anta Catarina

m UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
UFABC - Universidade Federal do ABC

B UFC-Universidade Federal do Ceara
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

m UFES- Universidade Federal do Espirito Santo
UFMS - Universidade Federal de Mato Grossodo Sul

m UFOPA- Universidade Federal doOeste do Para
UFPA- Universidade Federal do Para

B UFPR - Universidade Federal doParana
UFRGS- Universidade Federaldo Rio Grande do Sul

m UFRYJ - Universidade FederaldoRio deJaneiro
UFRM - Universidade Federal doRioGrande doMaorte

8 UFS- Universidade Federal de Sergipe

B UFSCar- Universidade Federal de Sao Carlos

B UFU - Universidade Federal de Uberlandia
UMAERP - Universidade de Ribeirao Preto

u UMESP - Universidade Estadual Paulista
UMICAMP - Universidade de Campinas

m UMIFAL - Universidade Federal de Alfenas
UMIFESP - Universidade Federal de Sao Paulo

= UMIFRAM - Universidade de Franca
UMIUEBE - Universidade de Uberaba

u UNIVAP - Universidade doVale do Paraiba
Universidade doEstado de Minas Gerais
Universidade do Sagrado Goracio

B Universidade Federalde Goias

= Universidade Federalde Mato Grosso
Universidade Federalde Santa Catarina

m Universidade Federaldo Acre
Universidade Federaldo Mata Grosso
Universidade Federaldo Rio Grande

B USP- Universidade de Séo Paulo

m UTFPR - Universidade Tecnologica Federal doParana




Historical Notes

1976 — Program BID — FINEP 361

Cambridge Stereoscan




Historical Notes

1981 — Program BID — FINEP 327

JEOL - JEM 100CX




Historical Notes

1989 - Programa Setorial de Microscopia Eletrénica (PSME) FINEP and CNPq

Carl Zeiss DSM 940A




Historical Notes

1995 —CCDM - Centre of Excellence
PADCT - FINEP

TEM Zeiss — EM 912 OMEGA




Present Facilities — TEM
1989
Programa Setorial de Microscopia
Eletronica (PSME)
FINEP and CNPq.
1995 FAPESP

Philips — CM 120




Present Facilities = TEM STEM

2006 — FINEP Multi-Users Equipment

FEI - TECNAI 200 kV G2F20 - (STEM, EELS, EDX, HAADF, BF-DF)




Present Facilities — SEM
1996 — FAPESP Multi-Users




Present Facilities — SEM
1997 - LCE DEMa / PPG-CEM

Philips XL 30 TMP




Present Facilities — SEM
2010 — FAPESP Multi-Users

FEI- Magellan 400
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Present Facilities — SEM
2010 — FAPESP Multi-Users (EBSD) - LCE DEMa

FEI — INSPECT




Present Facilities — AFM
1996 FAPESP Multi-Users

Nanoscope Il




Present Facilities — AFM

2010 FAPESP Multi-Users

Brucker AFM MultiMode 8 SPM




Present Facilities — XRD and Fluorescence

1996 CAPES

2011 CAPES



Present Facilities — OM and Confocal

2009 FAPESP

2012 CAPES



Present Facilities — sample preparation

1995 - 2012 FINEP CNPq CAPES FAPESP




Present Facilities — sample preparation




Present Facilities — sample preparation

1995 - 2012 FINEP CNPq CAPES FAPESP




Mission

To provide high level facilities for structural
characterization and scientific support to the
academic and industrial communities interested In
the use of electron microscopy, optical microscopy,

probe microscopy and X ray diffraction.



Commitment

Performance.
High-level facilities. Full maintenance of the equipments:
TEM CM120 (1995) SEM XL FEG (1997) still in complete operational condition.

Teaching and Training.
Different levels of education in microscopy, from high-level graduate courses to short
courses and equipment training.

Accessibility.

Optimized use of facilities including operation by the technical staff and supervision of
all users who received training to operate independently the equipments.

Equipments are typically available in no more than 15 days.

Scientific excellence.
Our users are from top Graduate Program in Material Science, Engineering,
Chemistry, Physics, Medical and Dental Schools, etc.

Subsidized Fees for Public Institutions.
All users pay for the use of LCE; however, users from public institutions pay a greatly
subsidized fee.



Concept: Multi-User and Open Facilities
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Laboratoério de Caracterizacdao Estrutural
DEMa / UFSCar

Microscopia Eletrénica @ Difragao de Raios X

= Agendamento On-line
Clique aqui para acessar o sistema de agendamento on-line.

= Escola de Microscopia
; Oferecemos anualmente cursos de microscopia eletrénica e microanalise,
i para profissionais do setor privado e alunos de pés-graduagéo. Clique aqui

M para acessar a pagina de cursos ou envie-nos um e-mail para maiores
informagdes.

VIl Congresse de Microscopia dos Materiais (VIIl MICROMAT)

Sera realizado de 16 a 20 de novembro de 2014, nas instalagBes do
Laboratério Nacional de Nanctecnologia (LNNano), que é parte do Centro
Naclonal de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e nc Hotel Vitdria

Concept em Campinas
(http://www.vitoriahoteis.com.br/pt/concept/campinas).
@
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Teaching and Training: Introduction to instruments

E =5

Laboratério de Caracterizacdo Estrutural
DEMa / UFSCar

Microscopia Eletrdnica e Difragdo de Raios X
Crome Lot | cwvpn | componenon | crowo | arcsriom

= Treinamento de Operadores

O LCE realiza treinamentos mensais de usuarios para operacdo dos microscépios eletrénicos e
microanalise, abaixo segue as datas de realizagdo dos treinamentos:

Equipamento: MEV - Philips XL30 FEG Equipamento: MET - Philips CM120

Data Horario Data Horario
04/06/2014 14:00 as 18:00 11/06/2014 14:00 as 18:00
02/07/2014 14:00 a= 18:00 10/07/2014 14:00 as 18:00
06/08/2014 14:00 as 18:00 14/08/2014 14:00 as 18:00
03/09/2014 14:00 as 18:00 11/09/2014 14:00 as 18:00
01/10/2014 14:00 as 18:00 09/10/2014 14:00 as 18:00
05/11/2014 14:00 as 18:00 13/11/2014 14:00 as 18:00
03/12/2014 14:00 a= 18:00 04/12/2014 14:00 as 18:00

Interessados devem entrar em contato através do e-mail secretaria.lce@dema.ufscar.br

Semestralmente oferecemos cursos através de Escola de Microscopia com duragéo de trés dias
para profissionais da area de pesquisa e do setor privado. Para maiores informagdes acesse;
http://www.Ice.dema.ufscar.bricursos

Também sé&o oferecidos cursos semestrais regulares de microscopia eletrénica de varredura,
transmissé@o e microanalise, a nivel de pos-graduacéo através do Programa de Pés Graduacéo
em Ciéncia e Engenharia de Materiais da UFSCar.

© 2011 - LCE - DEMa | UFSCar - Todos o5 direitos reservados.



Teaching and Training: School of Microscopy

Laboratério de Caracterizacao Estrutural
Escola de

Home | Contato

w« MiCresc/pia

SsC ar ¢ Microanalise [LCE Escola de MicroscopiaT Cursos ] {lscricées]

Mais de 2500
engenheiros, cientistas, técnicos e alunos

ja realizaram noOSSos cursos.

AQUI SE APRENDE MICROSCOPIA

ufezeam

LCE

Cursos de 2014

CURSOS CONFIRMADOS*:

i:Introducdc 3 Microscopia Eletronica de Varredura
e Microanalise (Atenc3o, nova data)

::Introducdo a Microscopia Eletronica de
Transmiss3o e Microanalise (Ateng3o, nova datz)

::Microscopia Eletronica de Transmiss3o de Alta
Resolugdo - HRTEM

: tMicroscopia de Forga Atomica e de Tunelamento
(dos Fundamentos as Aplicacdes Avancadas)

1 :Microscopia Otica de Materiais: Preparacdo e
Analise

CURSOS POR SOLICITA(;RO:

::Otimizac3o da Operacdo de MEV e Microanalise

::Microanadlise Quantitativa de Amostras Espessas
e Particulas

::Microscopia Eletrénica Analitica na Escala
Nanométrica de Amostras Finas

1:MEV e Analise de Falhas
i :Microscopia Eletronica Analitica Utilizando EELS
::EBSD — Electron Backscattered Diffraction

1 :Utilizacdo da Técnica de Ultramicrotomia para
Preparacao de Amostras de Materiais Poliméricos
(Blendas e Nanocompdsitos) para Analises em
Microscopia Eletrénica de Transmiss3o

* O curso estara sujeito a cancelamento ou
mudanc¢a de data caso n3o atinja o numero
minimo de participantes.

A

DEMa




Teaching and Training: School of Microscopy

Laboratério de Caracterizacao Estrutural
Escola de

v« Micresc/pia
S ar

Home | Contato

e \Iin:r-:mn;ili_-.-g-[ LCE Escola de Micrnsccpia] (_:ursns ] I_nscricﬁes]

Cursos 2014

CURSOS CONFIRMADOS*:

t1Introducdo & Microscopia Eletronica de
Varredura e Microanalise

t:Introducdo & Microscopia Eletronica de
Transmissdo e Microanalise

::Microscopia de Forga Atdmica e de
Tunelamente (dos Fundamentos as
Aplicagdes Avancadas)

Microscopia Eletrénica de Transmiss3o de Alta
Resclugdo - HRTEM

tMicroscopia Otica de Materiais:
Freparacdo e Analise

CURS0OS POR SDLICITﬁgﬁD:
siOtimizacdo da Operagdo do MEV e
Microanalise

i:Microanalise Quantitativa de Amostras
Ezpessas e Particulas

1:Microscopia Eletrénica Analitica na Escala
Manoméatrica de Amostras Finas

MEY e Analise de Falhas

i:Microscopia Eletrdnica Analitica Utilizando
EELS

1:EBSD — Electron Backscattered Diffraction

s:Utilizacso da Tecnica de Ultramicrotomia
para Preparacdc de Amostras de Materizis
Poliméricos (Blendas & Nanocompdsitos) para
Analises em Microscopia Eletrdnica de
Transmissao

Introducdo & Microscopia Eletrinica de Varredura e Microanalise

Atencao, nova data
Data de realizacdao Horario

14/05/2014 14 s 18 horas
15/05/2014 8 as 18 horas
16/05/2014 8 as 18 horas

Data limite para pagamento da inscricao: 07,/05/2014

Valor da Inscricdo: R$ 1.200,00 por pessoa

# Este curso & projetado para pessoas que utilizam microscopio eletrdnico de
varredura e microanalise em laboratérios industriais, académicos e governamentais
(engenheiras, técnicos, fisicos, bidlogos, médicos,. dentistas, cientistas forenses e
gerentes técnicos). Através de uma série integrada de aulas tedricas e praticas, sera
fornecido um conhecimento pratico dos principios destas duas técnicas correlatas.

Professor:

- Prof. Walter José Botta Filho
- Departamente de Engenharia de Materiais - DEMa - UFSCar

Material de Curse: Cada alune recebers um COROM, com netas de aula em formats PDF de
sutoria does professores do curse.

- Os treinamentos serdo realizados no Laboratorio de Caracterizacao Estrutural do
Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar.

- Mimers maximo de participantes sera de 12 & minimeo de 04.

- ¥ O curso estara sujeitc a cancelamento ou mudanca de data caso ndo atinja o
numero minimo de participantes.

Inscreva-se




School of Microscopy
Typically 60 participants per yeatr.

SEM, TEM, AFM, OM, Microanalyses, Electron diffraction
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Teaching and Training: Graduate Courses

CEM-112 Microscopia Eletronicall

1. Microscopia eletronica de transmissao

2. Microscopia eletronica de varredura

3. Microscopia eletronica analitica

4. Técnicas de difracao

5. Aplicacbes de ME ao estudo de materiais
6. Técnicas de preparacao de amostras

CEM-113: Microscopia eletronica ll
Principios de operacdo do MET e METV
Difracéo de elétrons

Teoria cinematica de difracéo

Diagramas de difracéo

Teoria cinematica de contraste

Teoria dinamica de contraste

Difracdo e contraste de materiais bifasicos
Estruturas ordenadas e periddicas
TOpicos especiais

O©CONOUOAWNE



Concept: Multi-User and Open Facilities

= &

Laboratoério de Caracterizacdao Estrutural
DEMa / UFSCar

Microscopia Eletrénica @ Difragao de Raios X

= Agendamento On-line
Clique aqui para acessar o sistema de agendamento on-line.

= Escola de Microscopia
; Oferecemos anualmente cursos de microscopia eletrénica e microanalise,
i para profissionais do setor privado e alunos de pés-graduagéo. Clique aqui

M para acessar a pagina de cursos ou envie-nos um e-mail para maiores
informagdes.

VIl Congresse de Microscopia dos Materiais (VIIl MICROMAT)

Sera realizado de 16 a 20 de novembro de 2014, nas instalagBes do
Laboratério Nacional de Nanctecnologia (LNNano), que é parte do Centro
Naclonal de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e nc Hotel Vitdria

Concept em Campinas
(http://www.vitoriahoteis.com.br/pt/concept/campinas).
@
ufiram A\
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- c~ \(‘n,\’ ’_/‘/
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Concept: Multi-User and Open Facilities

-

= Equipamentos Multi-Usuari... % - 1 ok It

& hitp://Icenit.ufscarbr/agenda.php/AuthController

Arquive  Editar  Exibir Favorites  Ferramentas  Ajuda
ﬁ ~ ] - [ #= ~ Pigina~ Seguranca~ Ferramentas ¥~ @v @ i

Area Restrita
CPF:

Senha:

Desenvolvido por: NIT/Materias

ervados © LCE - UFSCar 2013




Concept: Multi-User and Open Facilities

)

Ll 3| & http://Icenit.ufscarbr/agenda.php/AuthController/carregadut © ~ B & X ) | (2 Equipamentos Multi-Usuari... % 1 ot

Arquive  Editar Exibir Favoritos  Ferramentas  Ajuda
ﬁ - * [ @ « Pigina~ Seguranga v Ferramentas « 07 El ﬂ

LCE - Equipamentos Multi-Usuarios

| Reserva de Equipamentos | Disponibilidade Operador | Relatério | Sair

Area Restrita

Ola WALTER J. BOTTA F. Operador, bem-vindo!

Todos direitos reservados & LCE - UFSCar 2013 Desenvolvido por: NIT/Materias



Concept: Multi-User and Open Facilities

o= S|

6 bl @ http://Ice.nit.ufscar.br/agenda.php/CalendarioController/listage 2 ~ B & X ) | (2 Equipamentos Multi-Usuari... * f K 3%
Arquive  Editar Exibir Favoritos  Ferramentas  Ajuda

M- v [ g=h v Piginaw Seguranga v Ferramentas v @@~ [4h [

LCE - Equipamentos Multi-Usuarios

Reserva de Equipamentos | Disponibilidade Operador Relatério |

Reserva de Equipamentos

Wviev waceLLn =)

Legenda

.— Horario disponivel para reserva
- Horario disponivel sem ocperador

.— Horario ja reservado

Todos direitos reservados & LECE - UFSCar 2013 Desenvolvido por: NIT/Materias




Concept: Multi-User and Open Facilities

o ol S

J @ http://lce.nit.ufscar.br/agenda.php/CalendarioController/listage O ~ B & X @ Equipamentos Multi-Usuari... * L # ok It

Arquive  Editar  Exibir Favorites Ferramentas  Ajuda

ﬁ - » [ @ * Pagina~ Seguranga v Ferramentas = @V @F i

Reserva de Equipamentos

MEY MAGELLAN
MEV XL30 FEG
MEV XL30 TMP

Legeiyey sqn

MEV INSPECT EBSD

- HMET TECNAI G2F20  Dara reserva

MET CM120

MET EM912

MET CX100

- HDRX SIEMENS em cperador
DRX RIGAKU

AFM NANOSCOPE 3

AFM BRUCKER

MO ZEISS AXIO

MO OLYMPUS 1

MO OLYMPUS 260

FLUCRESCENCIA R

i
-

Todes direitos reserva

o= £ LCE - UFSCar 2013 Desenvolvido por: NIT/Materias




Concept: Multi-User and Open Facilities

Reserva de Equipamentos

o

“| MET TECHAI G2F20 v
Anterior Atual Préximo

June

Segunda Terca Quarta
Hora/Dia Quinta (05/06/14) Sexta (06/06/14)
(02/06/14) (03/06/14) (04/06/14)
2:00 ~ Dilermando Nagle

Michael Kaufman | Guilherme Zepon Anderson de Ofiveira Lobo

10:00 Travessa

10:00 ~ Dilermando Nagle AFINKOD Solucoes em
Michael Kaufman | Guilherme Zapon Anderson de Oliveira Lobo

12:00 Travessa Polimeros

12:00 ~
Reservar Reservar
14:00
14:00 ~ CONRADO R. M. HEBE DE LAS MECEDES
Katia Regina Cardoso| Jonas Batista Reis
15:00 AFONSO VILLULLAS

16:00 ~ CONRADO R. M. Antonio Francisco Arcanjo de HEBE DE LAS MECEDES
Kitia Regina Cardoso|
18:00 AFONSO Araijo Melo VILLULLAS
18:00 ~
Reservar
20:00

Legenda

.— Horario disponivel para reserva
- Hordrio disponivel sem operador

.- Horario ja reservado



Concept: Multi-User and Open Facilities

| beenitulscar.brfagenda php/CalendanoControllerc . 555

ioCantroller/cadastro/4/.

[ leenitufscarbr/agenda.php)t

2008

Solicitante: WALTER I BOTTA F. Orientador
Data: 2014-04-04

Apendar |

Hora: 1400 ~ 1600

Total (RS): 180,00
Equipamento: MET TECWAL GZFI0
Amostra (08); | henmuma

Operadar:

Orientador: Sem Cnentador

Cam ppersdss ¥

Reserva de Eguipamentos

—

MET TECHAS G0 T

Enies

Ankerior Abwal Priime

[+ ]

June
S nila T arla
Hora/ Dia a e = Quinta (05/06/14) Sexta (06/06/14)
{UJ}'D&I 14) (03/00/14) (04a/00/14)
EIH-. 0g ~
Andwrsen du Ovsira Luba Runmrvar
10:00
1(} 0o = Drilmrma mlu Haglhe AFIHED SolugSute wm
Anderwun du Cveira Lulma
12:00 Travunms Pulimmros
12 00 =~
14:00
14:00 ~ HEBE DE LAS MECEDES
Kitia Regima Cardosol Jonas Batista Reis
1:00 VILLIMLLAS
16:00 ~ Antosie Framcisoo Arcanje de HEBE DE LAS MECEDES
Kitia Reginag Cardoso
13: 00 o Melo VWILLINLLAS
13:00 =
Rusurvar
20:00
| egpemiela

. Harang desponivel para resaerea

Haorang desponivel sem aperadar

. Harans 14 reservada



Concept: Multi-User and Open Facilities

LCE

Laboratorio de Caracterizagdo Estrutural
DEMa / UFSCar

Microscopia Eletronica e Difragio de Raios X

[ ]

[rone L otce—tan [ x| evro | i o | seves | oo | com

u Servigos

Tabela de pregos para utilizagdo de equipamentos do LCE

Equipamentos

MEV - Philips XL-30 FEG

MEV - Philips XL-30 TMP

MEV - FEI Magellan 400 L

MEY - FEl Inspect S 50

MET - Philips CM-120

MET - FEIl Tecnai G* F20 HRTEM
AFM - Forga Atdmica

DRX - Difracdo de Raios X

FRX - Florescéncia de Raios X

Preparagdo de Amostras
Metalizacdo em Curo
Evaporacdo de Carbono
Preparagdo de Amostra - Pé
Preparag&o de Amostra - Solido
Ultra som Cooler
Ultra som
lon Bean
PIPS

Escolas
Escola de Microscopia - MEY
Escola de Microscopia - MET

Treinamentos
Treinamento - MEV
Treinamento - MET
Treinamento - DRX

Valores

Instituigtes de ensino ou pesquisa/

Empresas
R$ 60,00/ R$ 220,00 por hora
R$ 40,00/ R$ 220,00 por hora
R% 60,00/ R$ 220,00 por hora
R$ 60,00/ RS 220,00 por hora
R$ 60,00/ R$ 220,00 por hora
R$ 90,00/ R$ 220,00 por hora
R$ 60,00/ R$ 220,00 por hora
R% 30,00/ RS 120,00 por hora
R$ 40,00/ R$ 160,00 por hora

Valores

R$ 50,00 por metalizago

R$ 50,00 por evaporac&o
R$ 100,00 por amostra
R$ 200,00 por amostra
R$ 100,00 por amostra
R$ 100,00 por amostra
R$ 100,00 por amostra
R$ 100,00 por amostra

Valores
R$ 1.200.00
R$ 1.500.00

Valores
R$ 480,00
R$ 480,00

R$ 50,00




Concept: Multi-User and Open Facilities

”Equipamento ISoIlcitanhe lData IHorn 'Valor (R$)

[ Sem agendamento de equipamentos em aberto.

800 LCE - Administratheo

o lee nitufscar.br/sdminpap/olfatira/ml) 15

[ [servico [Solicitante| Data [valor (R$)

[ @ [pescricao [Roni Duran [21/06/2012

Crédito [Saldo (R$) Utilizado (RS) ‘

I Sem crédito disponivel.
valor (R$) 32000 ©
Crédito utilizado (R$)  °%° @
Desconto (R$) 0.00
— 320,00
Status Em aberto

s

ufi1em =

adns Gebracs

Chdign Drdam: L55

Mome: [LIRIA M. DE 2505 AGKROLDN SALLONE
CFF/CNPI CHE912.ME-03

Enderego: &y, JUQUE DE CaxlaS MORTE, 325
Bairro: CAMPUS D LSP

Cidade PIRASSUNUNGA | 5P

Conwbeio: 11381
Emmit:

LEi

CEPR: I 3E05% 500

Talefonm: [19) A565-41170 Faa=

Daia langamestor 277052011 Daa woe gl
Prajein Financinasar

A i P LR L)

Seraigoe Resliznsn

mem Dkt i T bl s Walar el LR [R5 Mabor Tetal [m5)

f N ET 4h &, 0 Jad) 0

H e i 30,00 60130
Wahaf patali 0 330,05
Dadcoatass B3 310,00
Wmlor Ainsls 54 050

Ced Conuckar Harme LCE

Coo. Emenmgs Haree

Ralureza dz Sereign Serviga m Coher [ Troceda () Grenstn

Dber G servigns seedo cabrdas da s evinids pels Pl - Funcegie fe Apos isstousonad 3o Desssvolsimeme O endPon e Teonobigion
Dhasrvachea Garain:

Admirkirecio da LCE Prol. Or. ‘Waler Jows Sotta Miha
Cosrpenagn 03 LCE




282 research projects in the period 2012 — 2014
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Statistics: Research Projects
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Statistics: Institutions and Companies

1018 users have used our facilities in the period 2012 — 2014

Companies

u CHMPEM - Centro de Pesquisa em Energia & Materiais
EMBRAER

B EMBRAPA

" m Faculdade deTecnologiaJoseCrespoGonzales

m |FAM- Instituto Federal de Educacio doAmazonas
IFES - Instituta Federal do Espirito Santo

m |[MPA - Instituto Macional de Pesquisas da Amazonia
IMPE - Instituto Macional de Pesquisas Espaciais

B |PEM - Instituto de Pesquisas Energeticas Mucleares
ITA- Instituto Tecnoldgico de Aernautica

m Faculdade de Odontologia Sdo Leopoldo
UDESC - Universidade doEstado de Santa Catarina

m UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
UFABC - Universidade Federal do ABC

B UFC -Universidade Federal doCeara
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

m UFES- Universidade Federal do Espirito Santo
UFMS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

m UFOPA- Universidade Federal do Oeste do Para
UFPA- Universidade Federal do Para

B UFPR- Universidade Federal doParana
UFRGS-Universidade Federaldo Rio Grande do Sul

m UFRJ - Universidade FederaldoRio deJaneiro
UFRM-Universidade Federal doRio Grande do Morte

B UFS- Universidade Federal de Sergipe

B UFSCar- Universidade Federal de Sao Carlos

B UFU-Universidade Federal de Uberlandia
UMAERP - Universidade de Ribeirao Preto

m UMESP - Universidade Estadual Paulista
UMICAMP - Universidade de Gampinas

m UMIFAL - Universidade Federal de Alfenas
URNIFESP - Universidade Federal de Sao Paulo

= UMIFRAN - Universidade de Franca
UNIUBE - Universidade de Uberaba

= UNIVAP - Universidade doVale do Paraiba
Universidade doEstado de Minas Gerais
Universidade doSagrado Coragio

B Universidade Federalde Goias

» Universidade Federal de Mato Grosso
Universidade Federal de Santa Catarina

= Universidade Federal do Acre
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Federaldo Rio Grande

B LUSP- Universidade de Sio Paulo

m UTFPR - Universidade Tecnaologica Federal do Parana




Statistics: Trained Users

419 users are authorized to operate our equipments
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LCE Support Team

Walter José Botta Filho Coordinator of LCE
Alberto Moreira Jorge Jr Vice-Coordinator of LCE.
Pedro Iris Paulin Filho Supervisor of AFM

Research associates
Conrado R. Moreira Afonso DEMa UFSCar

Tomaz Toshimi Ishikawa DEMa UFSCar

Juno Gallego UNESP llha Solteira

Technicians UFSCar

Diego Davi Coimbrao TEM and SEM

Manoel Denari X ray diffraction and X-ray Fluorescence
Maria Helena Racy TEM and SEM

Technicians FAIl — UFSCar (LCE)
Vitor A. Sacramento Mendes TEM and SEM

Ana C. M. Vieira AFM, STM, X-ray Fluorescence
Technicians CNPqg — SisNANO

Leandro Renato Cardili TEM and SEM

Vinicius Maiorano SEM

Renato Belli Strozi SEM

Trainee FAl — UFSCar (LCE)
Eduardo Segantin

Administration - FAl — UFSCar (LCE)
Luciana R. Zanotto



LCE Users Advisory Committee

Walter José Botta Filho
Alberto Moreira Jorge Junior
Edgar Dutra Zanotto

Rosario Elida Sumam Bretas
lvani Aparecida Carlos
Edson Leite

Odila Floréncio

Ernesto Antonio Urquieta-Gonzalez
Luiz Henrique C. Mattoso
Juno Galego

Luis Carlos Casteletti

Paulo Roberto Mei

Katia Regina Cardoso

Eliria M. J. Agnollon Pallone
Germano Tremiliosi Filho

UFSCar — CCET
UFSCar — CCET
UFSCar — FAPESP
UFSCar — FAPESP
UFSCar — DQ
UFSCar — DQ - LIEC
UFSCar — DF
UFSCar — DEQ
EMBRAPA

UNESP - Ilha Solteira
USP - EESC - FAPES
UNICAMP

UNIFESP

USP - FZEA

USP - IQSC



Concept: Multi-User and Open Facilities

Institutional support F
Publicity and visibility
Cover of operational costs
Funding for maintenance

Scientific collaboration

Adequate place



LCE Future Investments and Needs

200kV TEM FEI TECNAI LaB6
(CNPg SisNANO - approved; expected to be installed in August 2014)

Sample preparation
Focused ion beam for TEM sample preparation

http://www.lce.dema.ufscar.br/



http://www.lce.dema.ufscar.br/

